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AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation co
'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La GE| a pour d
riser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation daps~sles domai
ctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Naormes internat
I élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comitéynational intéress
t traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales etinon gouvernementg
on avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Orga
rnationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre)les deux organisation

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la
bossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné{que”les Comités nationaux int
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont
me normes, spécifications techniques, rapports techniques ou\guides et agréés comme tels par les (
onaux.

s le but d'encourager ['unification internationale, les Cemités nationaux de la CEl s'engagent a appli
n transparente, dans toute la mesure possible, les, Nermes internationales de la CEl dans leurs
bnales et régionales. Toute divergence entre la_norme de la CEl et la norme nationale ou r¢
espondante doit étre indiquée en termes clairs dans/cette derniere.

CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa respor]
t pas engagée quand un matériel est déclaré~conforme a 'une de ses normes.

tention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuve
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre teny
onsable de ne pas avoir identifié.de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence,

rme internationale CEl 60512-11-9 a été établie par le sous-comité 48B: Connectel
d'études 48 de la CEl: ' Composants électromécaniques et structures mécanique
ments électroniques:
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

Cette

a I'approbation de cette norme.

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette

date, |

a publication sera

* reconduite;

¢ Ssu

pprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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This gtandard cancels_and replaces Test 11i of IEC 60512-6, issued in 1984, and constit
technical revisions
The tgxt of this_standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
48B4BIEDIS 48B{1198/R\D

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 11-9: Climatic tests —
Test 11i: Dry heat
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FOREWORD

IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization conf
hational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC.is to {
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and, electronic fig

end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prepar

icipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely withthe International Orga
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by-‘\agreement between t
hnizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possi
Fnational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has represé
h all interested National Committees.

documents produced have the form of recommendations for.international use and are published in t
tandards, technical specifications, technical reports or,.guides and they are accepted by the N
hmittees in that sense.

rder to promote international unification, IEC National*Committees undertake to apply IEC Inter
hdards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standarg
rgence between the IEC Standard and the carregsponding national or regional standard shall be
Cated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indieéate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity with ene’of its standards.

ntion is drawn to the possibility that,some of the elements of this International Standard may be the
atent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be
reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 11-9: Essais climatiques —
Essai 11i: Chaleur séche

1 Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le prescrit,
pour |essayer des composants électromécaniques du domaine d'application du gomité
d'études 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs simijaires,
lorsqu'une spécification particuliére le prescrit.

L'objet de cet essai est d'établir une méthode d'essai normalisée pour évaluer I'aptitude d'un
comp@psant a étre stocké et/ou a fonctionner de maniére spécifiée dans des conditions
spécifiées de chaleur séche.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du pfésent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendlements).

CEIl 6[0068-2-2:1974, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai B: Chaleur
séche

CEl 60512-1-1, Connecteurs:\pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partig 1-1: Examen général < Essai 1a: Examen visuel

CEl §0512-2-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -
Partig 2-1: Essais de€ continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Résistapce de
contag¢t — Méthode &lu-niveau des millivolts

CEIl g0512-5:4992, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesyres —
Partig 5: Essais d’impact sous charge statique (composants fixes)

CEl 6051t2=71t993,—Cormecteurs pour equipenTernts efectronques — Essdais et mesures —
Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité

CEIl 60512-8:1993, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —
Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 11-9: Climatic tests —
Test 11i: Dry heat
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Scope and object

bmechanical components within the scope of IEC technical committee 48. This teg
e used for similar devices when specified in a detail specification.

bject of this test is to define a standard test method to assesscthe ability of compd

Normative references

llowing referenced documents are indispensable for/the application of this docume
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edi
ferenced document (including any amendments)‘applies.

D068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test B: Dry heat

-1: General examination — Test 1@+ Visual examination

-1: Electrical continuity~ahd contact resistance tests — Test 2a: Contact resista
It level method

0512-5:1992, Conhectors for electronic equipment — Tests and measuremg
: Static load tests (fixed components)

0512-71993, Connectors for electronic equipment — Tests and measuremg
. Mechanical operating tests and sealing tests

IEC 4

s5tored and/or to function in a specified manner under specifiedconditions of dry heat.

pbart of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for festing

t may
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06492-8:1993, Connectors for electronic equipment — Tests and measuremg
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Part 8: Connector tests (mechanical)
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2 Préparation

21 Préparation du spécimen

Les spécimens doivent étre équipés de leurs accessoires normaux, montés conformément a la
spécification particuliére.

Quand la spécification particuliére le requiert, le spécimen doit étre accouplé et désaccouplé le
nombre de fois spécifié avant I'essai.

Pour chaque essai effectué, la spécification particuliére doit préciser la condition du composant,
par exemple accouplé ou désaccouplé

2.2 |Cablage du spécimen

Les spécimens doivent étre cablés conformément a la spécification particuliére.

2.3 ([Préconditionnement
Le pre¢conditionnement doit étre d’au moins 1 h, sauf indication contraire de la spécification
particlliére.

3 Meéthode d'essai

3.1 Conditionnement
Cet egsai doit étre effectué conformément a la CE|'60068-2-2,

— Egsai Ba: Chaleur séche pour un spécimen ne dissipant pas d’énergie avec variations
bruisques de la température lorsque, durant I'essai, il n’y a pas de mesure exigée;

— Egsai Bb: Chaleur séche pour un :spécimen ne dissipant pas d’énergie avec variations
lentes de la température lorsque, durant I'essai, des mesures sont exigées;

en utilisant le degré de sévérité prescrit dans la spécification particuliere.

3.2 Mesures initiales

Les mesures initiales doivent étre effectuées conformément a la spécification particuliére

3.3 Mesures en-cours d’essai

Quand la spécification particuliére le requiert, les mesures doivent étre effectuées a la|fin de
I’essal, lorsque le spécimen est encore a la température élevée spécifiée.

3.4 Mesures finales

Les spécimens doivent étre soumis aux essais suivants, sauf indication contraire de la
spécification particuliere, et doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans la spécification
particuliére.

— Résistance de contact — Méthode du niveau des millivolts: CEl 60512-2-1, Essai 2a;

— Forces d’insertion et d’extraction: CEl 60512-7, Essai 13b;

— Examen visuel: CEl 60512-1-1, Essai 1a;

— Charge statique axiale: CEI 60512-5, Essai 8b;

— Reétention de l'isolant dans le boitier (axial): CElI 60512-8, Essai 15b;

— Immersion sous pression d’eau: CEl 60512-7, Essai 14d.
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2 Preparation

2.1

Preparation of the specimen

Specimens shall be equipped with their normal accessories, mounted as specified in the detail

specif

ication.

When required by the detail specification, the specimen shall be mated and unmated as many

times

as specified prior to testing.

For edqch test carried out, tThe defail specification shall specify the condifion of the comp

for ex

2.2

Speci

2.3

Preco
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3.1
This t
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using
3.2
Initial
3.3

When
the te

ample mated or unmated.

Wiring of specimen

mens shall be wired as specified in the detail specification.

Preconditioning

hditioning shall be of at least 1 h, unless otherwise specified in the detail specificati

bst method

Conditioning

pst shall be carried out in accordance with |[EC 60068-2-2,

en no measurement is required during the test;

st Bb: Dry heat for non-heat-dissipating specimens with gradual change of tempsg
en measurements are required-during the test;

the degree of severity spegified in the detail specification.

Initial measurements

measurementsishall be carried out as specified by the detail specification.

Measurements during the test

required by the detail specification, the measurements shall be carried out at the

bnent,

st Ba: Dry heat for non-heat-dissipating specimens with sudden change of tempegrature

rature

end of

5t.\while the specimen is still at the specified high temperature.

3.4

Final measurements

The specimens shall be subjected to the following tests, unless otherwise specified in the detail

specif

ication and shall meet the requirements specified in the detail specification.

— Contact resistance — Millivolt level method: IEC 60512-2-1, Test 2a;
— Insertion and withdrawal forces: IEC 60512-7, Test 13b;

— Visual examination: IEC 60512-1-1, Test 1a;

— Static load, axial: IEC 60512-5, Test 8b;

— Insert retention in housing (axial): IEC 60512-8, Test 15b;

— Im

mersion, water proof: IEC 60512-7,Test 14d.
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